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WPROWADZENIE DO UZYTKOWANIA SRODOWISKA VEE (1)

I. Cel éwiczenia

Celem ¢wiczenia jest zapoznanie si¢ z podstawowa obstuga zintegrowanego Srodowiska oprogramowania

systeméw pomiarowych Agilent VEE Pro.

II. Z

agadnienia

1. Podstawowe cechy $rodowiska VEE. Podstawowe operacje wykonywane przy budowie ukladéw
pomiarowych: wybdr obiektéw i ustawianie ich parametréw, taczenie moduléw, dobdér najwazniejszych
parametréw analizy, uruchamianie uktadéw, wizualizacja wynikéw.

2. Wykorzystanie podstawowych modutéw najczesciej wykorzystywanych do budowy autonomicznych

uktadéw pomiarowych: generator funkcyjny, oscyloskop, mierniki cyfrowe i analogowe.

3. Tworzenie panelu uzytkownika, wykorzystanie funkcji MATLABa w VEE.

II1. Przebieg ¢wiczenia

Do wykonania ¢wiczenia wykorzystany zostanie komputer PC i program VEE

1. Generowanie i wizualizacja przebiegdw oraz wyznaczanie ich podstawowych
parametrow

1.1. Zbudowa¢ w programie VEE uktad przedstawiony na rys. 1. Zapozna¢ si¢ z paskiem

narz¢dziowym programu oraz oknem Function & Object Browser.
obiekty znajduja si¢ w menu:
Function Generator - Device > Virtual Source > Function Generator;

Poszcze

gblne

Formula: rms(x), max (x), mean(x) - Device > Function & Object Browser > Built-
in Functions > Probability & Statistics;
AlphaNumeric (nazwane narys. 1: RMS, MAX, MEAN) - Display > AlphaNumeric;
Meter (nazwany na rys. | RMS) — Display > Indicator > Meter.

= Function Generator = = i () = ‘ — RMS B = RS |
Function | Sine =] —~ % | fmsto | Result| 0.7071 K]
Freguency 200 -0.6
Amplitude [ 1 = A =] = A - -0.2
Deoffset | 0 | Func | % | Jmaxtd | | Resutt]| 0.998 \ 0l
Phase [Cea =] [ 0 Iﬁhu.a
Tirme Span 20m = FriEa =] = MEAN = |—1
Mutn Paints 200 qﬂ IW Result | -38.03E-18 | 07071

Rys. 1. Uktad do generowania sygnatow i wizualizacji ich parametrow

1.2. Wprowadzi¢ nastawy generatora Function Generator zgodnie z rysunkiem 1. W oknach
Properties elementéw AlphaNumeric zmieni¢ ich nazwy na RMS, MAX, MEAN,
zmieni¢ nazw¢ modulu Meter na RMS, a jego parametry (zakresy, ew. kolory pdl)
ustawi¢ wg rys. 1. Uruchomi¢ uktad i zaobserwowac jego dzialanie.
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1.3. Rozbudowa¢ ukiad z rysunku 1 wedlug rys. 2 dodajac modulty Waveform (Time) i
Magnitude Spectrum z menu Display. W oknach Properties tych modutéw wybraé
kursory typu delta (Properties > Markers > Delta) oraz typ przebiegu w postaci punktéw i
linii. Korzystajac z opcji zoom (dostgpna po kliknigciu na wyuzyskaé¢ powigkszenie
wybranych fragmentéw przebiegéw z widocznymi punktami tak, aby mozliwy byl
pomiar kursorami (podobnie jak na rys. 2).
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Rys. 2. Wizualizacja przebiegu czasowego i widma amplitudowego sygnatu

1.4. W oknie Waveform (Time) dokona¢ pomiaru odst¢gpu probkowania AT i okresu sygnatu

T. (AT = Tle , gdzie Time Span — czas trwania przebiegu; Num Points — liczba
NumPoints

prébek). Poréwnac zmierzone wartosci z parametrami ustawionymi na generatorze.

1.5. Na podstawie zmierzonego uprzednio odstgpu probkowania AT obliczy¢ czgstotliwosé
1

AT

1.6. Dla okreslonej w pkt. 1.5 czgstotliwosci probkowania f, obliczy¢ rozdzielczos¢ widma

probkowania f, (f, =

S
NumPoints
oknie Magnitude Spectrum.

Af (Af = ) 1 poréwna¢ uzyskane wyniki z warto$cia zmierzong kursorami w




1.7. Czynnosci z punktéow 1.4 — 1.6 powtorzy¢ dla nastaw generatora: TimeSpan = 100m i
NumPoints = 100 oraz TimeSpan = 100m i NumPoints = 10000. Wyniki zestawi¢ w
tabelce zawierajacej: Czgstotliwos¢ sygnatu f, TimeSpan, NumPoints, AT, f,, Af.

2. Wykorzystanie funkcji MATLABa w VEE

2.1. Rozbudowa¢ uktad z rysunku 2 wedtug rys. 3 dodajac obiekty Alpha Numeric i XY
Trace z grupy Display oraz MATLAB Script: HIST (Device > Function & Object
Browser > MATLAB Functions > Data Analysis & Fourier Transform > hist).  Zwrdcic
uwage na liczbe dostgpnych funkcji Matlaba i sposéb korzystania z pomocy przy ich
stosowaniu. Ustawi¢ parametry modutéw wedtug rysunku 3, uruchomi¢ uktad i
zaobserwowac efekty dziatania nowych obiektow.
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Rys. 3. Ilustracja wykorzystania funkcji MATLABa w VEE na przyktadzie histogramu

3. Uzycie petli, tworzenie panelu uzytkownika

3.1. Do ukfadu z rysunku 3 doda¢ nowe obiekty zgodnie z rys. 4: Start i1 For Count (menu
Flow>Repeat) oraz Logging AlphaNumeric (menu Display) i uruchomi¢ program.
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Rys. 4. Diagram uktadu do generowania i analizy sygnatow

3.2. Utworzy¢ panel uzytkownika, na ktéorym powinny znalez¢ si¢ moduty stuzace do
wizualizacji danych i sterowania przebiegiem programu. W tym celu nalezy zaznaczy¢
wybrane moduty za pomoca myszy i z menu Edit wybra¢ opcje Add to Panel.
Rozmiesci¢ moduty na panelu (np. w sposéb pokazany na rys. 5) i sprawdzi¢ dzialanie

programu.
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Rys. 5. Przyktadowy panel uktadu do generowania i analizy sygnatow




IV. Pytania kontrolne

1.

Omowic sposob tworzenia aplikacji w srodowisku VEE.

2. Wymieni¢ rodzaje terminali obiektéw programu VEE i om6wi¢ ich funkcje.

. Zdefiniowa¢ parametry: czgstotliwoS¢ probkowania (fy), odstgp probkowania (AT),

rozdzielczos¢ widmowa (Af) i oméwic¢ zwiazki migdzy tymi wielkosciami dla sygnatu o
okreslonej liczbie probek (Num Points) i czasie trwania (Time Span) wygenerowanego w
VEE.

W jaki spos6b mozna wplywac¢ na czgstotliwos¢ probkowania sygnatu generowanego w
srodowisku VEE?

. W jaki sposéb mozna poprawi¢ rozdzielczo$¢ czgstotliwosciowa przy analizie widmowe;j

sygnatu generowanego w srodowisku VEE?
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